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von 95% g
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ist erhaltlich in Form von ca. 3 cm hohen Zylindern mit einem Durchmesser von etwa 4 cm.
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Mittelwerte der akzeptierten MeRreihen fur ein Analysenverfahren
in einem Laboratorium

Massenanteile in %  Massenanteile in pg/g

Lfd.Nr.| Cu Al As | Fe | Mg | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn
1 | 77,017 | 1,937 229 | 1847 | - |1952 | 248 | - - | 117 | 139
2 | 77,022 | 1,948 230 | 187,8 | 58,4 | 1980 | 248 | 886 |1257 | 125 | 140
3 | 77,033 | 1,958 235 | 188,5 | 60,0 | 1992 | 249 | 88,38 | 1257 | 128 | 140
4 | 77,037 | 1,958 235 | 189,8 | 60,9 | 1995 | 252 | 88,8 |127,3 | 133 | 140
5 | 77,052 | 1,961 240 | 190,5 | 61,0 | 2004 | 255 | 89,0 | 1288 | 134 | 145
6 | 77,060 | 1,969 241 | 190,8 | 62,0 |201,1 | 258 | 89,2 | 1293 | 136 | 146
7 | 77,070 | 1,970 246 | 1915 | 62,3 | 202,0 | 259 | 90,7 | 1314 | 136 | 147
8 | 77,077 | 1,975 252 | 191,8 | 62,4 |202,0 | 260 | 91,1 | 1338 149
9 | 77,077 | 1,988 253 | 1927 | 62,6 | 2024 | 261 | 934 | 1340 150
10 - | 1,905 261 | 193,7 | 62,8 | 2025 | 261 134,4 150
11 2,001 263 | 194,1 | 63,2 | 2050 | 262 134,8 151
12 2,008 267 | 198,1 | 67,2 | 2053 | 262 134,9 158
13 198,5 | - |2083| 265 135,3 159
14 204,8 209,5 | 268
15 - 2112 | 268
M: | 77,049 | 1,972 246 | 1927 | 62,1 |202,8 | 258 | 89,9 |131,3| 130 | 147
s,: | 0023|0022 13 [ 51| 22| 44| mj aT| 87| 7T 7
¥ : | 0026|0014 6| 39| 10| 17| 2| 17| 19| 5 3

Die durch " - " gekennzeichneten Plitze vertreten MeRreihenmittelwerte, die nach einem statistischen Test
als AusreilBer erkannt und entfernt wurden.
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Analysenverfahren

Elektrogravimetrie
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Riicktitration, Cu-MaRlsung nach Komplexierung mit EDTA und Maskierung
von Al mit NaF

Gravimetrie als Oxinat

Photometrie, Eriochromcyanin

Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung

Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), Te-Sammelfallung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), La(OH);-Sammelfallung
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), Fe(OH)s;-Sammelfallung
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
Photometrie, Molybdédnblau, Extraktion

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), La(OH)5;-Sammelféllung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), elektrolytische Cu-Abtrennung
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)

Photometrie Fe(lll), Sulfosalicylsdure, Extraktion

Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), elektrolytische Cu-Abtrennung

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Photometrie, Permanganat, Oxidation mit KJO,
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), La(OH)3-8amrﬁelféliung
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)

Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), elektrolytische Cu-Abtrennung
Photometrie, Ni(I\V)-Diacetyldioximkomplex, Extraktion, Reextraktion
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Photometrie, Vanadomolybdatophosphorsédure, ohne Extraktion
Photometrie, Vanadomolybdatophosphorséure, Extraktion
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), La(OH);-Sammelféllung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), La(OH);-Sammelfallung
Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), Fe(OH),-Sammelféllung
Plasma-Massenspektirometrie (ICP-MS)

Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), Extraktion, Diethyldithiocarbaminat
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
Photometrie, Molybdatokiesels&dure, ohne Abtrennung
Plasma-Emissionsspektrometrie (DCP-OES) ohne Abtrennung



Analysenverfahren
Element Lfd. Nr.

Sn 1,2 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)
3 Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES), La(OH)s-Sammelféllung
49 Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS) ohne Abtrennung
5,7, 8,10 Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
6 Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), elektrolytische Cu-Abtrennung
11 Photometrie, Quercetin, Extraktion
12 Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), Extraktion, Trioctylphosphinoxid (TOPO)
13 Atomabsorptionsspektrometrie (F AAS), La(OH);-Sammelféllung

S 1 Mikrotitration Cd(ll), reduzierendes Lésen, Destillation
2,3, 4 Verbrennungsverfahren
5 Photometrie, Methylenblau, reduzierendes Losen, Destillation
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